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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin quiil reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

. ulletin de fa CEIl

. nnuaire de la CEI
ublié annuellement

o atalogue des publications de la CEl
ublié annuellement et mis a jour réguliérement

Terminologie

En ce glii concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterd a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national |(VEI1), qui se présente sous forme de chapitres
séparés | traitant chacun d'un sujet défini. Deg
complets

Les tern]
cation ¢
approuv

Symbg

Pour les
signes d
consuitefa:

3\ét compilation des

graphiques  pour

et pour lgs\dppareils électromédicaux,

e [EC Bulletin

e |EC Yearbook

eaders are referrefi to |EC 50:
: al Vocabulary (I§V), which is
of séparate chapters each dealing
b Full details of the |EV will be
edueSt. See also the IEC |Multilingual

s and definitions contained in the pfresent publi-
ave either been taken from the IEV dr have been
ally approved for the purpose of this puplication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbolsl and signs
approved by the 1EC for general use, readers afe referred to
publications:

— IEC 27: Letter symbols to be used|in electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols f¢r use on
equipment. Index, survey and compilgtion of the
single sheets;

— IEC 617: Graphical symbols fof diagrams;

and for medical electrical equipment,

- la CEIl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CE! 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumérent fes publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— 1EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, |[EC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the {EC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNEXIONS SANS SOUDURE

Deuxiéme partie: Connexions serties sans soudure - Régles générales, méthodes

N

2)
3)

4)

mécaniques pour équipements électroniq

mécanidques pour équipements électroni

abouti a 33tk orme.

d'essai et guide pratique

PREAMBULE
Les ddcisions ou accords officiels de ités d'Etudes
ol soft représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expnment d esure possible
un acqdord international sur les sujets examinés.
Ces ddcisions constituent des recommandations internationales et sont agréées compriet nationaux..
Dans le i ux ggdoptent dans

leurs fegles nationales le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure 0 g iti enalestp permettent.
divergence entre la recommandation de la CEl et la régle nationale corfe 8 re du possible,
atre indiquée en termes clairs dans cette derniére.
La CEn'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indicati
engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme a 'une dese

ilité n'est pas

La ptésente norme a été établie par aCEl : Composants élgctro-

512 de la CEl : Composants éleqtro-
essai de base et méthodes de mesure.

Elle doit étre utilisée conjointement

Le tgxte de cette norm des

Q v\l'%}i\ d§\\x\M\i§ Rapport de vote

\ \(BQE 48(BC)304

Lers le tabieau ci—-dessus donne toute information sur le vote ayant

sont citées dans la présente norme :

81)(1978): Vocabulaire Electrotechnigue International (VEI), Chapitre 581 | Composants
électromécaniques pouréquipements électroniques.-

Lesp
Publif

68-1(1988): Essais d'environnement, Premiére partie: Généralités et Guide.

130-7(1971):  Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu’ & 3 MHz, Septiéme pprtie:
Connecteurs circulaires multipdles avec accouptement du type baionnette ou
“push—pull”.

189-3(1988): Cables et fils pour basses fréquences isotés au PVC et sous gaine de PVC,
Troisiéme partie : Fils d'équipement en conducteurs simples, en paires et en
tierces, & conducteur massif ou divisé, isolés au PVC.

203(1966): Dimensions de la zone de sertissage des contacts 3 sertir usinés.

512: Composants électromécaniques pour équipements électroniques,; procédures
d’essai de base et méthodes de mesure
etsesparties: 512-1(1984); 512-2(1985); 512-5 (1977); 512-6{1984); 512-8(1984);
512-9(1977).
§73(1980): Fils simples miniatures d'équipement pour basses fréquences, a conducteur
Modification no 1 (1984) massif ou divisé, isolés aux résines fluorchydrocarbonées.
Modification n° 2 (1986)

Adtres publications citées:

Norme ISO 6507/1 (1982) :  Matériaux métalliques—Essai de dureté-Essai Vickers-Partie 1 : HV 5 aHV100.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOLDERLESS CONNECTIONS

Part 2 : Solderless crimped connections - General requirements, test methods
and practical guidance

FOREWORD

1)  Thefor nts oTIne IEL on technical matters, prepared by Technical Conimitte on whi
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly a
consensls of opinion on the subjects dealt with.

2) They hape the form of recommendations for international use and they are accepted by the'Watio es in that
sense

3) Inorderjto promote international unification, the IEC expresses the wish that all Nat) i opt the
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions wi RE it. i ce between
the IEC jecommendation and the corresponding national rules should, as fapas.possible. indi infthe latter.

4) ThelEC has not laid down any procedure concerning marking as an indicatie ap o and has Ro responsilility when

an item pf equipment is declared to comply with one of its recommengda

This standard has been prepared by IE
componenits for electronic equipment.

It shall|be used in conjunction with IECP echanical components for
electronic pquipment; basic testing procedfires a b ethods.

The text of this standard 1&

onths ule L/Aeport on Voting

"\ sk
Q %a\cqs}\\) 48(C0)304

or the roval of this standard can be found in the Voting Report

Full inf

indicated:ifpy
The following his standard:
Publicati 8): International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 581: Electrg-

mechanical components for electronic equipment.
: Environmental testing, Part 1: General and guidance.
1

30-7 (1971) : Connectors for frequencies below 3-MHz, Part 7: Circular multipole cpn-
nectors with bayonet or push-pull coupling.

189=-3 (10““) —Low ‘mq"a"'y cablesand wires with-PyvE thstHatiomandPvE :llcaul Part 3:
Equipment wires with solid or stranded conductor, PVC insulated, in singles, pairs
and triples.

203 (1966) : Dimensions of the crimp area of machined crimp type contacts.
512: Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods
anditsparts: 512-1(1984); 512-2(1985); 512-5(1977); 512-6(1984); 512-8 (1984);
512-9(1977).
673 (1980): Low-frequency miniature equipment wires with solid or stranded conductor,

Amendment No. 1(1984) Fluorinated polyhydrocarbon type insulation, single.
Amendment No. 2 (1986)

Other publications quoted:

ISO Standard 6507/1 (1982) : Metallic materials—Hardness test-Vickers test~Part 1 : HV 5 to HV 100.


https://iecnorm.com/api/?name=18c931c777fdadc529c1abde808590e1

3.1

-6- 352-2 9 CEl

CONNEXIONS SANS SOUDURE

Deuxiéme partie: Connexions serties sans soudure — Régles générales,
méthodes d'essai et guide pratique

INTRODUCTION

La présente norme contient des exigences, des essais et un guide pratique. Deux
programmes d'essais sont proposés: un programme d'essais de base qui s'applique aux

connexions serties sans soudure qui sont conformes a toutes les exigences données dans
i ! i i s'applique auxconnexions

Domaine d'application

La présente norme est applicable aux conn artie udufe réaliséed avec
des fils 3 conducteur divisé de 0,05 mm?a 10 fim?*de section’® fils massifs de 9,25 mm
5012 réisalés spécialement étu}iés pour
es systémes électroniques utilisant

% connexions électriquement stables

Note. - e € age des cables coaxiaux.

Objet 3

nditions

pour faire

Terminologie

Les termes et définitions utilisés et applicables dans la présente norme figurent dans
la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique International, chapitre 581.

La CEl 512 contient aussi quelques termes et définitions applicables.

Pour les besoins de la présente norme, les termes et définitions supplémentaires
suivants sont applicables:

Fat a sertir

Un fit pour conducteur étudié pour accepter un ou plusieurs conducteurs qui sont
sertis a l'aide d'un outil a sertir.
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SOLDERLESS CONNECTIONS

Part 2 : Solderless crimped connections - General requirements, test
methods and practical guidance

INTRODUCTION

This standard inciudes requirements, tests and practical guidance information. Two test
schedules are provided: a basic test schedule whlch applles to solderless crimped connec-
schedule
pf the

which applies to solderless crimped connections which do not full
requirements, e.g. which are made with solid wires, different mga

SECTION ONE - GENERAL

1. Scope

This standard is applicable to solderless cri gnnecti be with stranded wires
bf 0,05 mm2 to 10 mm?2 cross—sectlon or sol' o wi to 3,6 mm diametef and

els for use in telecommu-

Information on materials and ial experience is included in addjtion to

fhe test procedures to provide el ections under prescribed enyiron-
mental conditions.
Note. -
2.
hechan-
bnnec-
3
The terms and definitions used in and applicable to this standard are included in 1EC 50:
international Electrotechnical Vocabulary, Chapter 581.
IEC 512 also contains some applicable terms and definitions.
For the purpose of this standard, the following additional terms and definitions shall
apply:
3.1 Crimp barrel

A conductor barrel desngned to accommodate one or more cond uctors and to be
crimped by means of a-crimping tool.
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3.2 FGt a sertir ouvert : fat ouvert

Un fat a sertir de forme ouverte avant sertissage, par exemple : formeenUouenV

Frettage d'isolant

Figure 1

33 _Fiit a sertir fermé : fat fermé

Un fat a sertir de forme fermée avant sertissage.

FOt décolleté FGt découpé/roulé:

Figure 2a Figure 2¢

34

he inamovible d'isolant a travers laquelle le sertissage est

Isolant du fit
{vue en coupe)

{vue en coupe)

Fiit & sertir

Figure 3
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32 Open crimp barrel

A crimp barrel with an open shape before crimping, e.g. U- or V-shape.

Insulation grip

Figure 1

33 Clased crimp barrel

A crimp barrel with a closed shape before crimping.

Machined Stamped/rolled
crimp barrel crimp barrel
Figure 2a Figure 2¢
34 Pre—insul@ Fi
A crimp ‘ 2 ent layer of insulation through which the crimp is made.

Barrel insulation

{cut-away)

Insulation support sleeve

{cut-away}

Crimp barrel

Figure 3
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35 Zone de sertissage

Partie du fat a sertir ou la connexion sertie est réalisée par déformation sous |'action
d'une pression ou modification de la forme du fat autour du conducteur.

Dans le cas ou le fit a sertir comprend un frettage d'isolant, celui-ci a sa forme aussi
modifiée par la pression de I'outil de sertissage afin de maintenir I'isolant du fil.

Zone de sertissage Frettage disolant

— T~

anji

Fat fermé
Figure 4a

g, - Brins du fil

gt

7 ‘
¢ : Islant

3
'orrarand

“ N 7y
\)" \ Frettage isolant

Figure 4¢

36 Matrice de'sertissage

Partie de I'outil de sertissage qui réalise le sertissage et qui comprend en général leou les
matrices ou enclumes de sertissage, le ou les poincons de sertissage et le positionneur.

Note.— Les matrices de sertissage peuvent avoir, intégrées ou rapportées, les piéces pour la compression du
frettage d'isolant si celui-ci est prévu.
4. Désignation de type CEl

Non applicable.


https://iecnorm.com/api/?name=18c931c777fdadc529c1abde808590e1

352-2 @ |EC -11-

3.5 Crimping zone

That portion of a crimp barrel where the crimped connection is achieved by pressure
deformation or reshaping of the barrel around the conductor.

Where the crimp barrel is equipped with an insulation grip, this is also reshaped by
compression by the crimping tool to secure the insulation of the wire.

/ Crimping zone \ Insul;tion grip
\

Closed crimp barrel
Figure 4a

Wire strands

Insulation

\\} \ Insulation grip

Figure 4¢

3.6 Crimping die

That part of a crimping tool which forms the crimp(s) and usually incorporates the crimp
anvil(s), the crimp indentor(s), and the positioner.

Note. - Crimping dies may have separate or integral sections for compressing the insulation grip, if provided.

4. IEC type designation

Not applicable.
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SECTION DEUX - EXIGENCES

Exécution

Les connexions doivent étre exécutées de fagon soignée et dans les régles de l'art.

Outils

Les outils de sertissage doivent étre vérifiés et utilises en accord avec les instructions
données par le fabricant.

L'outil de sertissage doit &tre capable d'effectuer des connexio uniformémept fiables

pendant sa durée de vie utile.
L'outil de sertissage doit &tre équipé de matrices approp iée
ajustables, le réglage correspondant au fat qui va étre se(ti Oi
de sertissage total.
Les outils automatiques de sertissage dot
cycle de sertissage total ou d'upesécurité

et ce réglage doit étre mainten

Les outils sont évalués en esséd tons serties effectuées avec les oytils &

évaluer.

Fdats & sertir

Matiér@

cuivre ou en alliage de cuivre contenant au mipimum

doit pas excéder 220 HV 5, méthode d'essai conforme a la norme

| | s dimensions doivent dtre adaptées aux fils divisés comme spécifié dans I'arfticle 8.

Note. - A titre d'information, la correspondance entre les dimensions du fit a sertir et la section du conducteur
estdonnée en 15.4.
Traitements de surface

Les faits a sertir doivent &tre bruts ou revétus d'étain, d'étain plomb, d'argent, d'or ou de
palladium.

La surface doit &tre exempte de contamination et de corrosion.
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SECTION TWO - REQUIREMENTS

Workmanship

The connections shall be processed in a careful and workmanlike manner, in accordance
with good current practice.

Tools

tool manufacturer

N

Crimping tools shall be used and inspected according to the instructions given by the

The crimping tool shall be equipped with the appropriat ©s. G edjes g
ustable, the correct setting for the barrel to be crimp. <

Crimp barrels

Materials

Crimp

els
minimum

The Vické
b507/1.

otev~

The crimping tool shall be able to make uniformly reliable conrectionsduri
ife. .

i

dsha

shall be maintaine

s useful

vping mechanism or

d.

2 with the tools to be evaluated.

0 %

5O

For guidance on the relationship between the size of the crimp barrel and the cross—section

conductor, see 15.4.

Surface finishes

of the

The crimp barrel shall be unplated or plated with tin, tin~lead, silver, goid or palladium.

The surface shall be free of contamination and corrosion.
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Caractéristiques de conception

Le fat a sertir doit étre concu de maniére telle que la connexion sertie soit réalisée par
déformation sous |'action d'une pression ou par modification de la forme du fat autour du
conducteur dénudé. -

Note. - Les techniques ot la connexion est réalisée par des parties du fQt pénétrant a travers I'isolant du
connecteur isolé ne sont pas couvertes par cette norme.

Les types de fits suivants doivent étre utilisés :

— les fits ouverts non isolés;

~ 2 . ' <

Les fGts & sertir doivent &tre exempts d'arétes vives susceptiblés d'emrdommaager les
conducteurs.
Fils

Des conducteurs divisés doivent étre utilisés

Matiére

Du cuivre recuit ayant un afl e a rup ur@a rroins 10% doit étre ytilisé.

Dimensions

Lasectiondu cg iVigé ofise dans la gamme de 0,05 mm2 a
10 mm2.

Note. - du conducteur

Bire

L'isolant doit pouvoir étre enlevé facilement du conducteur sans changer les ¢aracté-
ristiques physiques des brins du conducteur.

Connexions serties
a) Lacombinaison d’'outil, fat, fil doit étre compatible.
b) Lorsque le f(t a sertir comporte un support d'isolant ou un frettage d'isolant, le

diametre extérieur de I'isolant du fil doit étre compatible avec le support ou le
frettage.
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7.4

8.1

8.2

83

84

Design features

The crimp barrel shall be so designed that the crimped connection is achieved by
pressure deformation or reshaping of the crimp barrel around the stripped conductor.

Note.-  Techniques where the connection is achieved by parts of the barrel penetrating through the insulation
of an insulated conductor are not covered by this standard.

The following barrel types shall be used:
— open crimp barrels, uninsulated;

- closed crimp barrels, either pre-insulated or uninsulated.

The crimp barrels shall be free of sharp edges likely to damage the|conduttors.

Wires

Stranded conductors shall be used.

Materials

Annealed copper having an elg

Dimensions

The cross—section of the s
to 10 mm2.

Note. - of the

nsulation

The insulation shall be capable of being readily stripped from the conductor without
changing the physical characteristics of the conductor or strands, respectively.
Crimped connections
a) Thecombination of the tool, barre! and wire shall be compatible.

b)  Where the crimp barrel is equipped with an insulation support or insulation grip, the
overall diameter of the insulated wire shall be compatible with the dimensions of the

support or grip.
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¢) Le fil doit étre dénudé a la longueur correcte. Les brins de la partie dénudée du
conducteur ne doivent pas &tre endommagés, par exemple, partiellement ou
totalement rompus.

La partie dénudée du conducteur doit &tre propre et exempte de morceaux d'isolant.

Le toronnage des brins doit &tre correct. Si le toronnage est modifié, il peut étre remis
en place par une légeére rotation.

d) Le conducteur doit &tre placé correctement dans le fat, c'est-a-dire a la profondeur
correcte. Cela doit étre vérifié de la maniére suivante :

— dans le cas des fats ouverts ou des fats fermés ayant un trou d'inspection, cela doit
N eifia visuell at;

- dans le cas des fats fermés sans possibilité d'inspection, ¢’
d'inspection, cela doit &tre mesuré (indirectement par |3
d'insertion possible dans le ft, la longueur dénudée du¥il

e) Lorsque le fOt & sertir est équipé d'un supg
I'isolant doit étre placé correctement
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The wire shall be stripped to the correct length. The strands of the stripped part of the
conductor shall not be damaged, e.g. partly or totally broken.

The stripped part of the conductor shall be clean and free from particles of insulation.

The lay of the strands shall be correct. If the lay has been disturbed, it may be restored
by a light twist.

The conductor shall be correctly located in the barrel, i.e. to the correct depth. This
shall be verified as follows:

—inthe case of open crimp barrels or closed crimp barrels with inspection provision,
this shall be visually checked;

barrel and the beginning of the wire insulation).

All strands of the wire shall be within the barrel.
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SECTION TROIS - ESSAIS

Essais
Généralités

Comme cela est expliqué dans I'introduction, il y a deux programmes d'essai qui doivent
&tre appliqués dans les conditions suivantes :

—les connexions serties conformes & toutes les exigences de la section deux sont essayées
et doivent répondre aux exigences du programme d'essai de base donnéen 12.2;

~les connexions serties qui ne sont pas totalement conformes au section
deux, par exemple, celles qui sont faites avec des fils massifs, dhi s et¢, sont
essayées et doivent répondre aux exigences du programme 8 jéen12.3.
Conditions normales d'essai
hales.
ectuées
une des

Lors
conditio 0

ESsais de type

Examen général

Les essais doivent atre effectués conformément aux essais 1a: Examen visuel et 1b :
Examen de dimension et masse de la CEl 512-2. L'examen visuel de I'essai 1a peut étre
effectué avec un grossissement d'environ cing fois.

Toutes les connexions serties doivent &tre examinées pour vérifier que les exigences
applicables des articles 7 a 9 ont été remplies.
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SECTION THREE - TESTS
10. Testing
10.1 General

10.2

10.3

10.4

As explained in the Introduction, there are two test schedules which shall be applied
according to the following conditions:

- crimped connections which conform to all of the requirements of Section Two shall be
tested to and meet the requirements of the basic test schedule of 12.2;

- crimped connections which do not fully conform to all of the re
Two, e.g. which are made with solid wires, different material
meet the requirements of the full test schedule of 12.3.

Standard conditions for testing
The ambient temperature and
made shall be stated in the test

In case of dispute about test result
conditions of IEC 68

Preconditigning

Wher@' i

testing for 3

itements fSeIction
INaetested to and

Unless otherwise specified, all tests shall be cafried e standard conditions for
testing as specified in IEC 512-1.

h the measurements are

poH

%te sha

he repeated at one of the refefee

shall be preconditioned-under standard conditions for
ofdance with IEC 512-1.

ing Is required in a test, the specimens shall be mounted using the pormal
7unless otherwise specified.

Fype tests

General examination

The tests shall be carried out in accordance with Test 1a: Visual examination, and
Test 1b: Examination of dimension and mass, of [EC 512-2. The visual examination
test may be carried out with magnification up to approximately five times.

All crimped connections shall be examined to ensure that the applicable requirements

of clauses 7 to 9 have been met.
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Essais mécaniques
1 Résistance a la traction
L'essai doit étre effectué conformément a l'essai 16d : Résistance a la traction
(connexion sertie) de la CEl 512-8.
Les valeurs minimales autorisées de la résistance a la traction sont données dans la
figure 5.
La section utilisée dans la figure 5 est la section calculée a partir du nombre de brins et
du diamétre nominal d'un brin.
1000 N\
500 3
400
300 )
200 ‘\(\
160 \/
@ B
o p d
KoY ‘
30
H—SEA
1 ’\< )
5
0,05 6] 02 0,5 015 25 40 60 100

Section du conducteur (mm?)

Courbe A: Valeurs minimales pour les fits fermés
Courbe B: Valeurs minimales pour les fits ouverts et les fits préisolés.

Figure 5— Résistance a la traction des connexions serties
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11.2 Mechanical tests
11.21 Tensile strength

The test shall be carried out in accordance with Test 16d: Tensile strength (crimped
connections), of IEC 512--8.

The minimum permissible values of the tensile strength are given in Figure 5.

The cross—section to be used when applying Figure 5 is the cross—section calculated from
the number of strands and the nominal diameter of one strand.

1000 : A(\( (@hN

500

400 (

300

200 N\ f N

100

50 <\ B\\
N

40
30

Minimum tensile strength {N)

20

)

10

S

0,05 0,1 0,2 05 10 15 25 4,ﬂ 6,0 10,0

Conductor cross section (mm?)

Curve A: Minimum values for closed crimp barrels
Curve B: Minimum values for open crimp barrels and for pre-insulated crimp barrels

Figure 5~ Tensile strength of crimped connections
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11.2.2 Efficacité du frettage de l'isolant du fil

L'essai doit &tre effectué conformément a I'essai 16 h : Efficacité du frettage de
I'isolant du fil (connexions serties), de la CEl 512-8.

Nombre de cycles d'enroulement: 2
Tension a appliquer: La plus faible tension nécessaire pour maintenir le fil
en contact avec le mandrin.
11.3 Essais électriques

11.3.1 [ Résistancedecontact

B8
Fiit fermé
avec frettage -E
d'isolant
Fit fermé {
Fiit ouve .
avec frettag Isolant enlevé
disolant | N
Fgnn S M —— —— ———— —— P& 3
h— jc —J\Z Xmm 100mm
Rep : R 100
= X
¢ =Bap ~ 150 * Mo
ou
Re = résistance de contact de la connexion sertie
Rgp = résistance mesurée entre les points de connexion B et D
Rigo = résistance mesurée d'une longueur de 100 mm de fit (D-E)
X = distance entre I'extrémité du ft a sertir et le point de connexion D en mm.
Note.— Distance X : 25 mm a 100 mm sont re;:ommandésV

Figure 6
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\
Insulation grip effectiveness

The test shall be carried out in accordance with Test 16 h: Insulation grip effectiveness

(crimped connections), of IEC 512-8.
Number of winding cycles : 2
Tension to be applied :

the mandrel.
Electrical tests

Contact resistance

The test shall be carried out in accordance with Test 2a: Conta
evel method, or Test 2b: Contact resistance ~Specified test cur,
s specified in the relevant specification.

A suitable test arrangement is shown in Figure 6.

Closed crimp
barrel with —-
insulation grip

Closed crimp
barrel

Open crimp
barrel with
insulation grip

Insulation removed .

100mm
R100
R X R,
c l:\"BD 100 * %00
where
Rc = contactresistance of crimped connection
Rgp = measured resistance between connection points B and D
Rioo0 = measured resistance over 100 mm wire length (D—E)
X = distance between crimp barrel end and connection point Din mm
Note. - Distance X : 25 mm to 100 mm is recommended

Figure 6

Lowest tension necessary to bring the wire into contact with

illivolt

512-2,
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Le point B sur le contact doit &tre aussi proche que possible de I'extrémité du fil dans
le f(it a sertir, mais dans le cas de f(t ouvert, il ne doit pas toucher I'extrémité du fil.

Pour réaliser des essais fiables et reproductibles, un bon contact avec tous les brins du
fil est nécessaire aux points de connexion. En plagant le point D & une distance suffisam-
ment éloignée de la connexion sertie, divers moyens peuvent &tre utilisés pour s'assurer
du bon contact effectif avec tous les brins.

Un montage d'essai adapté doit étre utilisé afin de garantir un bon contact a tous les
points de connexion. Le montage d'essai doit garantir que les points de connexion sont
placés a des distances fixes, préalablement déterminées. Lorsque des pointes de touche de
mesure sont utilisées, celles—ci doivent &tre suffisamment arrondies pour éviter d'abimer les
brins du conducteur.

Lorsque I'essai 2b est appliqué, le courant d'essai doit &trede 1 Aparm 2desgction du
fil. La durée d'application du courant d'essai doit &tre bréve afind*éviter! 'échauffement
des spécimens.

65

33

SE
|

O

]

V

\
141

NE
b

0,ud [

%

%

0,1

0,03

O.0. o O35 10 aL
AR 0,210,206 iR 875106 15 25 4.8

Section du conducteur (mm?}

Courbe A: Valeurs de la résistance de contact initiale maximale
Courbe B: Valeurs de la variation maximale de la résistance de contact aprés
conditionnement électrique ou climatique

Figure 7— Résistance de contact Rc des connexions serties avec des fits en cuivre et des
conducteurs en cuivre (K = 1)

La section utilisée dans la figure 7 est la section calculée a partir du nombre de
brins et du diamétre nominal d'un brin.
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Contact point B shall be as close as possible to the end of the wire in the crimp barrel
but, in the case of an open crimp barrel, not touching the end of the wire.

To achieve dependable and reproducible test results, good contact to all strands at the
connection points is necessary. By locating the connection point D at a safe distance away
from the crimped connection, any means to ensure the necessary good contact to all
strands may be used.

A suitable test device shall be used to ensure good contact at all connection points.
The test device shall ensure the connection points are located at predetermined fixed
distances. Where test probes are used, they shall be sufficiently rounded to avoid
damaging the conductor strands.

When Test 2b is applied, the test current shall be 1 A per mm2 conductor cross—section.
The duration of application of the test current shall be short enough to prevent helating of
the specimens.

: A
B
5

RN \

QW\& \
\x \

CIRRD

0,03 ' ,
005 008 0)3 02 028 05 075 18 15 25 40 80 100
ConduTior cross Sechon (e

65

33

SSAY
T
N

10

ContactTesistance (i)

Curve A: Values for initial contact resistance, maximum
Curve B: Values for maximum change in resistance after electrical or climatic
-conditioning

Figure 7— Contact resistance Rc of crimped connections with copper barrels and
copper conductors (K = 1)

The cross-section to be used when applying Figure 7 is the cross—section calculated with
the number of strands and the nominal diameter of one strand.
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Les valeurs de la résistance de contact initiale maximale (courbe A) et les valeurs de la
variation maximale de résistance (courbe B) données par la figure 7 s'appliquent seulement
aux connexions serties réalisées avec des fits a sertir conformes 4 |'article 7, aux conducteurs
conformes 4 l'article 8 etlorsque K = 1.

Pour des matiéres de fit autres que le cuivre, les valeurs des deux courbes A et B doivent
étre multipliées par K", ou
résistivité de la matiére utilisée

résistivité du cuivre
Exemples d'autres matiéres:
Matiére 5ésnst|’v :té K
we TEITTI= 1 11} (
. . N
Cuivre recuit, 100,0 Cu 0,0172 \5.
Iliages cuivre-zinc (laitons) 0,030 a 0,061 3,5
ek. 70,0 Cu, 30,0 Zn 0,061
Iliages cuivre—étain (bronzes) 0,083 a \
ek. 94,0 Cu, 6,05n 40
lliages cuivre-zinc—nickel (maillechorts) 1105 a 18,02
ek. 61,0 Cu, 18,0 Ni, 21,0 Zn 17,44
lliages de cuivre spéciaux :
ivre au béryllium (98,1 Cu, 1,9 Be) 4,53
Bronze au silicium (97,5 Cu, 1,9 Nj/0,6 Si) /\< 2,62
oit ajoutée a la mesure de la rési-
st-a-dire que la résistance de fontact
maximale autorisé sgale ala mesure de la valeur inifiale
augmentée de lavariatio i nnée par la courbe B de la figurg 7, et
corrigée parlg
Note.~ $u ationdstirtes fils)yoir la CEI 189-3 et la CEI 673 avec les modifications nPs 1 et 2.
11.3.2 Tension de te
gnformément a |'essai 4¢ : Tension de tenue pour f(ts pré-
11.4
sauf spécification contraire, la température maximale de catégorie climatique (UCT)
et1a température minimale de catégorie climatique (LCT) des essais suivants doiyent étre

conformes aux valeurs ci—dessous .
UCT: + 125°C
LCT: - 55°C

11.41 Variations rapides de températures

L'essai doit &tre effectué conformément a l'essai 11d : Variations rapides de température
'de la CEl 512-6, les détails suivants étant applicables :

Basse température: Ta LCT
Haute température: Ts ucT
Durée d'exposition: t4 30 min

Nombre de cycles: 5
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The values for maximum initial contact resistance (curve A) and the values for maximum

change in resistance (curve B) as presented in Figure 7 apply only to crimped connections
made with crimp barrels according to clause 7 and conductors according to clause 8 and

whereK = 1.

__ resistivity of material used

For barrel materials other than copper, the values of both curves A and B are to be
multiplied by “K”, where

resistivity of copper
Examples of other materials:
Resistivity
Material Qmm2/m /\( K
o

Annealed copper, 100,0 Cu 0,0172 \'\%55
Copper-zinc alloys (brasses) 0,030t00, ' A4t0
elg. 70,0 Cu, 30,0 Zn 0,061 3,55
Copper-tin alloys (bronzes) \ ,83%0 8,72
elg. 94,0 Cu, 6,0Sn 6,40
Copper-nickel-zinc alloys (nickel-silvers) ,05to 18,02
elg. 61,0 Cu, 18,0 Ni, 21,0 Zn > 17,44
Special copper alloys:
C'F»pper beryllium (98,1 Cu, 1,9 Be) 4,53
Sificon bronze (97,5 Cu, 1,9 Ni, 0,65i) 2,62

11.3.2

sured
i.exthe’maximum permitted contact Efsistance

ed

ise specified, the following upper category temperature (UCT) and lower
category temperature (LCT) shall be used in the following tests:

11.4.1 Rapid change of temperature

. T

of IEC 512-6. The following details shall apply:

Low temperature :
High temperature:
Duration of exposure :
Number of cycles :

LCT
ucT
30 min

5

The test shall be carried out in accordance with Test 11d: Rapid Chénge of temperature,
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Cet essai n'a pas pour but d'examiner les caractéristiques de I'isolant du fil ni celui des
fGts préisolés. '
11.4.2 Chaleur séche

L'essai doit étre effectué conformément a I'essai 11i: Chaleur séche, de la CEI 512-6,
les détails suivants étant applicables:

température d'essai : ucT
durée d’essai : 96h

Cet essai n'a pas pour but d'examiner les caractéristiques de I'isolant du fil.

11.43 Séquence climatique
L'essai doit étre effectué conformément a |'essai-11a :- la CEl
512-6, les détails suivants étant applicables:
chaleur séche
" température d'essai : ucT
chaleur humide cyclique
isolation
11.4.4
e, dela
sauf indication contraire de la spécification particuliére, les spécimens peuverjt étre
. . ) o i plique

a tous les spécimens en essai. Si le montage en série est appliqué et si le concept le permet,
des spécimens sertis aux deux extrémités peuvent étre utilisés. Dans ce cas, la longueur de
fil entre les deux spécimens doit étre d'environ 200 mm. Pour éviter I'influence des ponts
thermiques, la chaine des spécimens doit &tre tenue par les fils et les supports faits en
matiére isolante a faible conductivité thermique. Lorsque la masse des connexions est telle
qu'un support additionnel est nécessaire, ces supports doivent aussi &tre faits en matiére
isolante a faible conductivité thermique.

Note. - Lorsque la connexion sertie & essayer fait partie intégrante d'un composant, des précautions doivent
8tre prises afin d'éviter I'influence du composant sur les résultats d'essai (par exemple I'influence d'un
pont thermique). )
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11.4.2

11.4.3

11.4.4

This test is not intended to examine the characteristics of the wire insulation nor the

insulation of pre-insulated crimp barrels.

Dry heat

The test shall be carried out in accordance with Test 11i: Dry heat, of IEC 512-6.
The following details shall apply:

test temperature:  UCT
test duration : 9% h

This test is not intended to examine the characteristics of the wire insulation.

Climatic sequence

The test shall be carried out in accordance with Test 11a:
IEC 512-6. The following details shall apply:

dry heat
test temperature:  UCT

damp heat, cyclic

upper test temperature’

number of cycles :

Thist
nsulation of pre

The testshaiPbe carried out using type D specimens (see 12.1.4).

the

b f

nected

in series so that the current loading is simultaneously applied to all specimens under test.
If connecting in series is applied and if the design permits, double-ended specimens may be

used. In this case, the length of the wire between two specimens shall be approxim

ately

200 mm. To avoid heat sinks, the chain of the specimens shall be held at the wires and the
holding devices should be made of insulating material with low thermal conductivity.
Where the mass of the terminations is so big that additional support is necessary, the hold-
ing devices shall also be made of insulating material with low thermal conductivity.

Note.~  Where the crimped connection to be tested forms an integral part of a component, care should be

taken to avoid an influence of the component on the test result (e.g. heat sink).
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Des exemples sont donnés en figure 8 et dans la CEI 760.

Approx. 200mm

HRTITTT
SRR
2100000,

Figure 8a— Exemple de fiits a cosses a sert

TEIIRIRS
RERRRRX X
BRRLRE

SO0,
K53

%
Wote% ate%e
RR5%
W5 050.0,7,8
<

Connexions serties

o de fOts a sertir avec contacts séparables.

Composant

FORRAS
S90.05%0100

Contact male

Connexions serties

Caté PC

Contre-partie avec

Contre-partie sans

a sertir

contacts

contacts 2 sertir, par

exemple connecteur pour

carte imprimée.

Figure 8c— Exemples de connexions serties avec contacts pour composants

multicontacts tels que connecteur ou module de connexion.
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Examples are given in Figure 8 and in IEC 760.

Holding device

Approx. 200mm

Figure 8a—~ Example of crimp barrels with terminal.ends

/Holding device G :

Crimped connection
Multicgntact
component Femalecontact

Male contact

Crimped connection

PC board
< N .
Counterpart without Counterpart with
crimp contacts, e.g. : crimp contacts
board mounting
connector

Figure 8c— Examples of crimped connections with contacts of a multicontact component
(e.g. terminal block or connector)
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Le courant d'essai a appliquer est donné en figure 9.

La section utilisée dans |a figure 9 est la section calculée a partir du nombre de brins et
du diamétre nominal d'un brin.

Les valeurs du courant d'essai de la figure 9 s'appliquent seulement aux connexions
serties réalisées avec des futs & sertir conformes & I'article 7 et a des conducteurs
conformes a l'article 8.

. Sévérité d'essai : 20 ou 500 cycles.

Note. - Pour plus d'informations sur les fils, voir la CEl 189-3 et la CEI 673 avecles modifications nos 1 et 2.
N
40,0 \
\ N
30,0

NN

10,0

)%

Courant d'essai (A)

05

685 6,08 833 a2 029 9.5 0,75 10 15 25 40 8.0 10,0

Section du conducteur (mm?)

Figure 9—- Courantd'essai pour les connexions serties
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The test current to be applied is given in Figure 9.

The cross-section to be used when applying Figure 9 is the cross—section calculated with
the number of strands and the nominal diameter of one strand.

The test current values as presented in Figure 9 apply only to crimped connections made
with crimp barrels according to clause 7 and conductors according to clause 8.

Test severity: 20 or 500 cycles.

Note.— For further information on wires see IEC 1893 and IEC 673 with Amendments Nos 1 and 2.

N\ s
40,0 V#\

30,0 / )

7
v
<
0N
N

24

N
180 (

Test current (A)
=3
4

Vi

O
¥

KOs
NN

YR

0,05 0,08 0,13 82 028 05 075 10 1,5 25 40 6,0 10,0

Conductor cross section (mm?)

Figure 9 - Test current for crimped connections:
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11.45 Sertissage a basse température (connexions serties a fat préisolé)
Les fats A sertir, les fils (correspondant au spécimen de type E donné en 12.1.5)
et les outils a sertir, ¢'est-a—dire tous les éléments nécessaires pour préparer le nombre
requis de connexions serties pour |'essai a basse température, sont soumis a une tempé-
raturede (-15 £ 2)°C pouruneduréede2h.

Tous les éléments étant a cette température, le nombre de spécimens requis est
réalisé.

Les spécimens sont alors maintenus a cette basse température pendant 1 h.

Les spécimens sont soumis & une reprise de 1 2 h dans les conditions normales d'essai.

Note. - La méthode d'essai décrite ci—dessus sera remplacée par une référence 3la CEI 5N désque cette
méthode y sera incluse.

11.5. | “Essais divers

11.5.1 Résistance aux fluides des fats préisolés de sertiss

Si requis, I'essai doit étre effectué conforméme ysai . x fluides

Seuls des fluides de nettoyad sont dé-
finis en spécification particuliére-
12.
12.1
sections
teur,

et, en complément,

- sur le nombre de spécimens requis réalisés avec la section maximale du conducteur.
Avant de préparer les spécimens, on doit vérifier que :

- les fhts a sertir et les fils sont corrects;

- |'outil a sertir correct est utilisé;

- I'outi! fonctionne correctement;

- I'opérateur est capable de faire des connexions serties conformes a I'article 9.
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11.45

11.5

11.51

12.

12.1

Crimping at low temperature (crimped connections with pre-insulated crimp barrels)

Crimp barrels and wires (corresponding to type E specimen of 12.1.5) and the crimping
tool, i.e. all parts necessary for preparing the required number of crimped connections for
the low temperature test, shall be subjected to a temperature of (-15%2)°C for a period
of2h.

With all parts kept at that temperature, the required number of specimens shall be
produced.

The specimens shall then be maintained at the low temperature for 1 h.

The specimens shall be allowed to recover under standard conditions for testing for a
periodof 1to2h.

Note.-  The above described test method will be replaced by a reference to IEQ512 a n asthe test method
is included in that standard. '

Miscellaneous tests

Fluid resistance of pre~insulated crimp barrels

ductor
ed out:

- withithe Specified number of specimens having the minimum conductor cross-section

and, additionally,

- with the specified number of specimens having the maximum conductor cross-section.
Before the specimens are prepared, it shall be verified that:

- cdrrectvcrimp barrels and wires are used; -

~ the correct crimping tool is used;

- the tool works correctly;

- the operator is able to produce crimped connections which comply with clause 9.


https://iecnorm.com/api/?name=18c931c777fdadc529c1abde808590e1

12.1.1

12.1.2

-36- 352-2 © CH!

Pour tous les spécimens, la longueur minimale du fil est de 150 mm excepté pour ceux
définisen 12.1.4.
Spécimen de type A ( pour essais suivant 12.2.2.1et 12.3.2.1)

Un spécimen de type A est constitué d'un fGt non isolé ou préisolé avec ou sans frettage
d'isolant et d'un fil serti dans ce fGt afin de réaliser une connexion électrique seulement
entre le fil et le fGt.

Le frettage d'isolant, s'il existe, doit &tre rendu inopérant.

Des exemples caractéristiques de spécimens de type A sont donnés en figure 10.

Fiit fermé
avec frettage
d'isolant

Fiit fermé

Fiit ouvert
avec frettage
d'isolant

Fiit ouvert

Spécimen de 2.3

et12.3.

itué d'un fGt non isolé ou préisolé avec frettage
ou le frettage d'isolant ne vient compresser que [e fil non

&st inséré que dans le frettage d'isolant alors que I'opératijon
Jdesertisdage est effectuée. Il ne doit y avoir ni connexion électrique ni mécanique

Des exemples caractéristiques sont donnés en figure 11.

Fitt fermé =
R
disolant iy

Fiit ouvert
avec frettage 1 ———-—————_________i_

d'isofant

Figure 11
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12.1.1

12.1.2

Except as noted in 12.1.4, for all specimens the minimum wire length shall be 150 mm.

Type A specimen (for tests according to 12.2.2.1and 12.3.2.1)

A type A specimen congists of an uninsulated or pre-insulated crimp barrel with or
without insulation grip and a wire crimped to the crimp barrel to provide electrical con-
nection between the wire and barrel only.

Any existing insulation grip shall be rendered inoperative.

Typical examples of type A specimens are shown in Figure 10.

losed crimp
rml with
sulation grip

losed crimp
Barrel __1.# ]

arrel with

{pen crimp
insulation grip

pen crimp
arrel

N v
bd on

ly
it. There

Closed crimp iy
barrel with —E - 'Eﬂ
insulation grip e

Open crimp
barrel with JE i i gy ———
insulation grip

Figure 11
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Spécimen de type C (seulement pour I'essai des fits préisolés, 12.2.2.4,12.3.4.1et12.34.2)

Un spécimen de type C est constitué d'un fat préisolé avec ou sans frettage d'isolant et
d'un fil serti dans ce fat afin de réaliser une connexion électrique entre le fil etle fat.

Le frettage d'isolant, s'il existe, doit aussi étre effectué.

A I'autre extrémité du fil, I'isolant est enlevé de maniére telle que I'essai 4¢ : Tension de
tenue pour fits préisol és de sertissage, de la CEI 512-2, puisse étre effectué.

Un exemple caractéristique est donné en figure 12.

P Isofant enlevé pour
l;l\ig?esttt]:;e Iessai de tension
€ [tenue
d'isolant /\
Spécimen de type D (pour lesiess
Un spécimen de type D est corsti ¢ on isolé ou préisolé avec ou sa s le

frettage d'isolant et d'un fil se
entre le fil et le f{

Jde réaliser une connexion élecfrique

ue selon

avec frettage  —1- —[@-_—_ -—:.3—

d'isolant = [ =]

Fot fermé - -

o Isolant enlevé pour la
Fiit ouvert mesure de la résistance de contact

avec frettage : ‘ - :
d'isolant
Fit owest %":@'_'_‘—'—‘—‘—'—'—‘ﬂz‘j

Figure 13
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12.1.3

12.1.4

Type C specimen (for testing of pre—insulated crimp barrels only, 12.2.2.4, 12.3.4.1
and 12.3.4.2)

A type C specimen consists of a pre~insulated crimp barrel with or without insulation
grip and a wire crimped to the crimp barrel to provide electrical connection between the
wire and barrel. .

Where insulation grip exists it shall be compressed also.

At the other end of the wire the insulation shall be removed in such a manner that
Test 4c: Voltage proof of pre-insulated crimp barrels, of IEC 512-2 can be carried out.

A typical example is shown in Figure 12.

. nsulafisn removed for
Pre-insulated v proof test
brimp barrel (\

Evilh insulation r=

12.3.22and 12.3.2.3)

pre-insulated crimp barrel witH or with-
p barrel to provide electrical connection

specimen is intended to be used for the current loading cyclic test
N4, the conductor cross—section shall be the largest recommended for the

Closed crimp ==

barrel with [ = _§
insulation grip ——

Closed crimp ‘ Ly, Sl —
barrel i i

. Insulation removed for
Open crimp } contact resistance measurement

barrel with : - :
insulation grip /\
Open i %E,_‘_.%__._._l_._._._.@._.%

Figure 13
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12.1.5 Spécimen de type E (seulement pour essai des fits préisolés selon 12.3.4.3).

Un spécimen de type E est constitué d'un fat préisolé avec ou sans frettage d'isolant
et d'un fil dénudé, les deux éléments étant nécessaires a la connexion sertie a réaliser.

A l'autre extrémité du fil, I'isolant est enlevé de maniére telle que {'essai 4¢ :
Tension de tenue pour fats préisolés de sertissage, de la CEl 512-2, puisse &tre réalisé.

A ce stade les deux pieces sont séparées de la maniére nécessaire pour I'essai a basse
température donnéen 11.4.5.

. Un exemple caractéristique des piéces de spécimens de type E est donné en figure 14.

Fﬁf'préisolé . lant enlevé pour
avec frettage [#$sai de tension
d'isolant /\ de tenue

S e — — =

Fig < é :i >
12.1.6 Nombre de spéci &

mens requis
Tableau m
AN ~

e \ Requis en complément pour
Progrgmme e de Reguis\ |~
d'eskais s;é e ns taus des fats - lesessais - |- desfaty:
ivan les'c et/ou d'efficacité préisolds
fils bruts du frettage
de I'isolant
> du fil
N

Programme \ \\\ > 20 - - -
d'essaif de \B - - 6 | @ -
base syivant Q - - - 6
12.2 D - 20 - -

A 16 =
Programme B - - 6 -
d'essais 6
complet 6, sile
suivant C - - - groupe F
123 est requis.

D 24 - - -

E - - - 6

Note. - Pour les essais des connexions serties avec des fats 3 sertir acceptant une gamme de sections de

conducteur, voir 12.1.
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12.1.5 Type E specimen (anly for testing of pre-insulated crimp barrels according to 12.3.4.3)
A type E specimen consists of a pre~insulated crimp barrel with or without insulation
grip and a stripped wire, both necessary for a crimped connection to be made.
At the other end of the wire the insulation shall be removed in such amanner that
Test 4¢: Voltage proof of pre-insulated crimp barrels; of IEC 512-2, can be carried
out.
At this stage the two parts are separate and are required only for the low temperature
test accordingto 11.4.5.
A typical example of parts for type E specimens is shown in Figure 14.
Pre-insulate ed for
crimp harre“ st
with insulatjon
grip
12.1.6 Number of specimens required
Table |
> Additionally required, when
Test Tﬁ; &f quired :
scheduld specimén in >nplated insulation grip |pre-insulategd
acc t ses barrels and/or | effectiveness |crimp barreld
12. wires are to be | istobetested |are to be tesfed
tested
AN
Basic tes& \ \Q > 20 - - -
schedulg B\ - - 6 -
of 12.2 c/ - - - 6
D - 20 - -
A To - - -
B - - 6 -
Full 6
test 6, if test
schedule C - - - group Fis
of 12.3 required
D 24 - - -
E - - - 6
Note. - For testing crimped connections with crimp barrels designed to accept a range of conductor cross—sections,

see 12.1.
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Lorsque le programme d'essais de base est applicable (voir 10. 1), le nombre de
spécimens de type A, défini au Tableau 1, doit étre préparé et soumis aux essais de 12.2.2.1.

Lorsque les connexions serties faites de fats bruts et/ou de fils bruts sont essayées, un
nombre complémentaire de spécimens de type D, défini au Tableau 1, doit étre préparé et
soumis aux essais de 12.2.2.2.

Lorsque les fats a sertir avec frettage d'isolant sont essayes, un nom bre complémen-
taire de spécimens de type B, défini au Tableau 1, doit &tre préparé et soumis aux essais de
12.2.2.3.

12.2.1 Examen initial

12.2.2 Essais des connexions serties

Tous les spécimens doivent &tre examinés visuelle
visuel, de la CEI 512-2.

12.2.2.1 | Essai des connexi

conformes a '3

contacts a sertir, la déformation du conta
conformément a I'essai 16g: Me
CEI512-8.

rede |3

ds fits conformes 3 I'article 7 et des fi

ns de

a : Bxamen

des

[

) tous les spécimens doivent &tre soumis a |'essai quivant.

Mesures a effectuer

traction (con-
nexions serties)

Pha - Exigences
d'eshai R
m Para Titre CEl 5120
graphe Essat n
P1 Résistance ala 11.2.1 16d 11.2.1
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12.2 Basic test schedule

pa

to

12.2.1 1

of

T
p

12.2.2 Te

12.2.2.1 Tj'

a

fo

itial examination

Where the basic test schedule is applicable (see 10.1) the number of type A specimens
specified in Table | shall be prepared and subjected to the test according to 12.2.2.1.

When crimped connections made with unplated barrels and/or unplated conductors are
to be tested, the additional number of type D specimens specified in Table i shall be pre-

red and subjected to the test according to 12.2.2.2.

When crimp barrels with insulation grip are to be tested, the additional number of
type B specimens specified in Table I shall be prepared and subjected to the test according
12.2.23.

All specimens shall be visually examined in accorda
IEC512-2.

rformed.

sting of crimped connections

.2.1) all specimens shall be subjected to the

inhation,

p barrels according to clause 7 and wires

Measurement to be performed.

Test . Requirement
phase 2 Sub~ Tite IEC512
e clause i Test No
P1 Tensile strength 11.2.1 16d 11.2.1

(crimped con-
nections)
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12.2.2.2 Essais complémentaires pour les connexions serties réalisées avec des fats bruts conformes
a 7.3 et/ou des fils bruts conformes a 8.3
20 spécimens type D
Aprés |'examen initial (12.2.1) tous les spécimens doivent &tre soumis aux essais suivants.
Essai Mesures a effectuer
Phase Exigences
d'essai -
Titre Para Titre CEl 5125,
graphe Essai n
P21 Résistance de ou 2b 1hB.1
contact (\
P22 Charge en 11.44 el \1/.2:.4
courant cyclique
20 cycles
P23 Résista ce e commeen | 11.3.1
oyxétu\ P
12.2.28

Essais complémentaires pour les fut

6 spécimens type B

d isojant

s périmens doivent &tre soumis a |'essai suivant.

Mesures a effectuer

Phase Exigences
dlessai
Tite ce 512
/\ _ Essai n
\ 16 h 11]2.2
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12.2.2.2 Additional testing of crimped connections made with unplated crimp barrels according to
7.3 and/or unplated wires according to 8.3

20 type D specimens

After the initial examination (12.2.1) all specimens shall be subjected to the
following tests.

Test Measurement to be performed
;ﬁs;se EC Requirement
Title Sub- Title ,ef,’,f
S!
P21 Contact 2a%r 2b Q 1 1.\3s1\
resistance

P2p Current loading, 11.44 % \@44
cyclic
20 cycles Q \

P2B Conta 2 ash 11.3.1
resist nc@ P 2

12.2.2.3 Additional testing of crimp barrelsw

After the initigl-ex
following test.

(\& \%\ \/ Measurement to be performed
Test

phase Sub—- . IEC512 Requirgment
Tltle Title
clause Test No.

P3l mat N Grp 11.2.2 16 h 11.2.2
tive ess
(crimp d con-

nections)

ecimens shall be subjected to the



https://iecnorm.com/api/?name=18c931c777fdadc529c1abde808590e1

_ 46— 352-2 © CEl

12.2.2.4 Essais complémentaires pour les connexions serties a fats préisolés

6 spécimens type C.

Aprés I'examen initial (12.2.1) tous les spécimens doivent étre soumis a I'essai suivant.

Essai Mesures a effectuer
P'hase. Exigences
d'essai : Para- . CEI 512
Titre Titre . o
graphe Essai n
Tensiondetenue
p 4 pour fits 11.3.2 4 11.3[2
préisolés de
sertissage /\ ,
123 Programme d'essais complet
Lorsque le programme d'essais complet et ngcessaire e spécimens
de type A et type D, défini au Tableau 1, doit\étre p12.3.2.
Lorsque les fGts avec frettage ayés, un nombre complémentaire de

spécimens de type B, défini au de 12.3.3.

Lorsque des f(its préisolés s
type Cet typeE, Wi a0 Ta

12.3.1 Exame@iti
Tous [&s speq
en spécification particuliére, pour les composants intéegrant des
ladéformation du contact aprés sertissage doit étre mesurée
I'essai 16g : Mesure de la déformation d'un contact apres sertipsage, de la

essayes, Bre complémentaire de spécimens de
u Ndoit atra préparé et soumis aux essais de 12.3.4.

p examinés visuellement selon l'essai-1a-:Exafnen -

12.3.2 Essais des connexions serties

Apres |'examen initial (12.3.1),
16 spécimens de type A doivent &tre soumis a I'essai de 12.3.2.1 (groupe d’essai A);
8 spécimens de type D doivent &tre soumis a I'essai de 12.3.2.2 (groupe d'essai B);

16 spécimens de type D doivent &tre soumis aux essais de 12.3.2.3 (groupe d'essai C).
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12.2.2.4  Additional testing of crimped connections with pre—insulated crimp barrels

6 type Cspecimens

After the initial examination (12.2.1) all specimens shall be subjected to the
following test.

Test Measurement to be performed
Test Requirement
phase Title Sub- Title IEC 512
clause Test No.
P4 Voltage proofof | 11.3.2 4 11352
pre—insulated (
crimp barrels
12.3 Fuli test schedule
Where the full test schedule is necessary see her of type A and type D
specimens specified in Table I shall' be S 0 the tests according to
12.3.2.
, b f
1y ed and subjected to the test according
19 12.3.3. '

td

12.3.1

type E specimens
12.3.4. <>

When pre-ins

e'tested, the additional number of typ¢ C and
be prepared and subjected to the tests acdording

ijnation,

&

12.3.2 Testing of crimped connections

After the initial examination (12.3.1),

16 type_A specimens shall be subjected to the test according to 12.3.2.1 (test group A);

8 type D specimens shall be subjected to the test according to 12.3.2.2 (test group B);

16 type D specimens shall be subjected to the tests according to 12.3.2.3 (test group C).
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12.3.2.1 Grouped'essai A
16 spécimens de type A
Essai Mesures a effectuer
F"hase. Exigences
d'essai . Para- . CEI512
Titre Titre . e
graphe Essai n
AP 1 Tenue ala 11.2.1 16d 11.21
traction
{connexions /(
serties) A~
12.3.2.2| Grouped'essai B
8 spécimens de type D
, LD
Essai Mesures a/effectuer
Ahase Exigences
dfessai . Para- CEI512
Titre Titre . o
<\ ('9% e Essai n
AN
N N
BP 1 _I}ésustance de 2aou2b | 11.31
contact
%b,a? \ 11.44 Qe
BP 2 coufantxyclique, ' 1144
{06\& les />
BP 3 Résistance de commeen | 11.3.1
contact BP 1
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12.3.2.1 Testgroup A
16 type A specimens
Test Measurement to be performed
Test Requirement
Phase | ritte Sub- Title IEC512
clause Test No.
AP 1 Tensile strength 11.2.1 16d 11.2.1
(crimped con-
nections) 4
N
12.3.2.2 Testgroup B
8 type D specimens /\
Test (\ s emét@o petformed
Test .
Requirement
phase Title Sub— AN ] IEC512
claus ( Test No.
BP 1 \\ 2aor2b | 11.3.1
~ resnst nce
BP 2 Curr dmg, 11.4 9e 11.44
cyc
500¢
AN
BP3 \\\) Contact asin 11.3.1
N resistance BP1
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12.3.2.3 Grouped'essai C
16 spécimens de type D
Essai Mesures a effectuer
Pftase . Exigences
d'essai . Para- , CEI 512
Titre Titre C e
graphe Essai n
CcP1 Résistance de 2acu2b | 11.3.1
contact
Variations
qpP2 rapides de 11.4.1 d
température /\ Q\
qp3 | déquence 11.4.3 Cx\\s
climatique
CP3.1 | Chaleurséche 11.43 [ i\
Chaleur humide, \>
cpP3.2 cyclique, 11.4.3 im
1er cycle P (\ 0 i
cp33 | Froid ﬁ\.@ Q \ )\/ 1]
Chaleur humide,
CcP34 cyclique, 1114.3 11m
cycles restgﬁ(& 5 A Q '
N Ré¥istance de commeen | ,, 4,
[\/\ ontact CcP1 T
1233 e I'isolant du fil (Groupe d’essai D)
men initial (12.3.1) les spécimens doivent étre soumis
Essai Mesures a effectuer
Pl:aase . Exigences
d'essai : Para- , CEI512
Titre Titre . o
graphe Essai n
Efficacité de
DP1 frettage de 11.2.2 16h 11.2.2
I'isolant du fil
(connexions
serties)
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123.23 TestgroupC

16 type D specimens

51~

Test Measurement to be performed
Test .
Requirement
Phase | itle Sub- Title IEC512
clause Test No.
CP1 Contact 2aor2b 11.3.1
resistance
CP 2 Rapid change of 11.4.1 1 /ﬁ
temperature A C
Py | Climatic 1143 1 \
sequence
N
CP3jt Dry heat 1143 wl
CP3.p Damp heat, 11.4.3 1
cyclic, 1 cycle ~
cP3B | Cold 11.43 (\\// /SN 1
CP3.fi | Damp heat, 11.4. A Qj/ 11m.
cyclic, remaining
5cycles
cP4 asin 11.3.1
CcP1

1233
12.3.1) the specimens shall be subjected to the
N
\> Test Measurement to be performed -

TESt Requirement

phase Title Sub= Title et o1s
clause Test No.

DP 1 insulation grip 11.2.2 16h 11.2.2

effectiveness
(crimped con-
nections)



https://iecnorm.com/api/?name=18c931c777fdadc529c1abde808590e1

-52- 352-2© CEl

12.3.4 Essai des connexions serties avec des fits préisolés

Aprés I'examen initial (12.3.1) 6 spécimens de type C doivent étre soumis
aux essais de 12.3.4.1 (groupe d'essai E).

Si I'essai de résistance aux fluides (11.5.1) est exigé, 6 spécimens de type C doivent &tre
initialement examinés en complément (12.3.1) puis soumis a |'essai de 12.3.4.2 (groupe
d'essai F).

Apres |'examen général (11.1) les 6 spécimens de type E (6 ensembles de piéces séparées)
doivent étre soumis aux essais de 12.3.4.3 (groupe d'essai G).

12.3.4.1 —Groupe d'essai E

6 spécimens de type C < x
Essai Mesu res%e%%\\
N
s

Phase

Ll Exigences
d -

epsal Titre ;?;:he Titr (7 Esshi n°

tP1 | Chaleursache | 1142 (x\// (N S i

kP2 > Exé\en\(s{ey 1a
We tenue
EP 3 pouxfuts 4c 11.3.2
A phéisolés

12.3.4.2| Group

Mesures a effectuer

Phjse ‘ .
P Exigences
d‘gssai \m(> Para- . CEI512
Titre © e
graphe Essai n?
Résistance
FP1 aux fluides des 11.5.1 19a 11.5.1

fats préisolés
de sertissage
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1234 Testing of crimped connections with pre-insulated crimp barrels

After the initial examination (12.3.1) 6 type C specimens shall be subjected to
the tests according to 12.3.4.1 (test group E).

Provided that the fluid resistance test (11.5.1) is required, additionally
6 type Cspecimens shall be initially examined (12.3.1) and then be subjected to
the test according to 12.3.4.2 (test group F).

After the general examination (11.1) the 6 type E specimens (6 sets of
separate parts) shall be subjected to the tests according to 12.3.4.3 (test group G).

12.3.4.1 Testqgroup E

6 type Cspecimens ’ <\<x

Test Measurement to g\eﬁgm\
Test

phase i b-
Title Su Title 5
clause t No

Requirement

EP1| | Dryheat 11.4.2 /\C>V/ (\ ‘\> 1i
EP 2 > \e%&&n&/ 1a

EP3 ( l¥age prosf of 4c 11.3.2
re—insujated
crimp barrels

12.3.4.2 TvstgroupF itfe

6ty e im
Measurement to be performed

Test \\ \ \X e .
h Requirement
pnhase X Sub— , IEC512

Title Title

clause Test No.
FP 1 Fluid resistance 11.5.1 19a 11.5.1
of pre—-insulated
crimp barrels
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12.3.43 Grouped'essai G
6 spécimens de type £
Essai Mesures a effectuer
Pt\ase. Exigences
d'essai Titr Para- Titre CEI512
¢ graphe Essai n°
GP1 Sertissage a basse 1145
température
p2 Examen visuel 1a
Tensionde
GP3 tenue pour flts 4c 113|2
préisolés /\ \\/
de sertissage /\\\

o4

o

%
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12.3.4.3 Testgroup G

6 type E specimens

-55-

Test Measurement to be performed
Test Requirement
Phase | ride Sub- Title IEC512
clause Test No.
GP1 Crimping at low 1145
temperature
GP2 Visual 1a
examination /\(
GP 3 Voltage proof of K l.ﬁ\
pre—-insulated
crimp barrels

@@

N
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Tableaux synoptiques

352-2© CEl

Pour une orientation rapide, les programmes d'essais détaillésen 12.2 et 12.3sont
répétés sous forme de tableaux synoptiques de maniére simplifiée, respectivement sur les
figures 15 et 16.

Figure 15— Programme d'essais de base (voir 12.2)

Examen des piéces

Examen général des fGts de sertissage et des fils (11.1): (
20 ensembles de piéces, dans tous les cas
20 ensembles de piéces pour fdts et/ou fils bruts, si applicab

6 ensembles de piéces pour fats préisolés, si applicab

6 ensembles de piéces pour frettage d'isolant, si applgbb\

® Examen visuel
@ Examen de dimension et masse

=0

20 spécimens type A

20 spécimens type D, pour fdts e

 Si applicable

6 spécimens type B, pour frettage applicable

6 spé}iQenstype C, pour f@ts préisoiés, shapplicable
®Exa an Essai 1a
O[MQrm jon d Essai 16g

N\,
CM
QL

oA

A Essais

N

NN

dansteuslesc

nexi S@{k&/

Encomplément .

si applicable

Fats et/ou fils bruts
20 spécimens type D

20 spécimens type A

Frettage d'isolant
6 spécimenstype 8

Connexions serties
avec f(ts préisolés
6 spécimens type C

® Résistance de
contact 2a/2b

e Résistanceala

traction 16d

e Efficacité du frettage
d’'isolant

16h

e Tension de tenue 4c¢

e Charge en courant
cyclique
20 cycles
®Résistance de
contact

e

2al2b
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Flow charts

For quick orientation, the test schedules detailed in 12.2 and 12.3 are repeated as flow

chartsin a simplified manner in Figures 15 and 16 respectively.

Figure 15 - Basic test schedule (see 12.2)

Examination of parts

General examination of crimp barrels and wires, (11.1):
20 sets of parts, in all cases

6 sets of parts, for insulation grip, if applicable
6 sets of parts, for pre—insulated crimp barrels, if applicab

® Visual examination
® Examination of dimension and mass

20 sets of parts, for unplated barrels and/or conductors, if appll<§

AN

RN

rpsonshponns [

20 type A specimens \“j
20 type D specimens, for unplated Is and{or con rs, if
appli e
6 type B specimens, forinsulatj grip, i licable
6 type C specimens, for pre-in dcri riéls, if applicable

& Visual am\aie \) Test 1a
® Contact deform if sp Test 16g
<> &\k \ Testing
i Additionally,
c if applicable
if

Barrels and/or
conductors unplated
20 type D specimens

20 type A specimens Insulation grip

6 type B specimens

Crimped
connections

with pre-insulated
crimp barrels

6 type Cspecaimens

® Contact
resistance

® Tensile strength 16d

2a/2b effectiveness

® Insulation grip

16h

® Volitage proof 4c¢

o Current loading,
cyclic
20 cycles Je
e Contact

resistance 2a/2b
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Figure 16— Programme d'essai complet (voir 12.3)

Examen des piéces

Examen général des fits et fils (11.1)
40 ensembles de piéces, dans tous le cas

6 ensembies de piéces pour frettage d'isolant, si applicable
18 ensembles de piéces pour fats préisolés, si applicable

e Examen visuel
e Examen de dimension et masse

Essai 1a
Essai 1b

352-2 % CEl

Préparation de spécimens

16 spécimens type A
24 spécimens type D

6 spécimens type B pour frettage d'isolant, si applicable
12 spécimens type C pour flts préisolés, si applicable

® Examen visuel
o Déformation du contact, si spécifié

Essat

S

Cq

16
24

nnexions serties

ddns tous les cas

spécimenstype A
spécimenstype D

Essais
Pn N

Y

/)

iy

O

si applicable

_Ce'gnexions serties

avec fQts préisolés,

12 spécimens type C

Essais

Groupe d'essai A Groupe dM roupe d'essai D || Groupe d’essai E Groupe d'essai F, [| | Groupe d'essai G
16 spécimens 8 spécimens ettage 6 spécimens si requis pour fGts
type A type D d'isolant, type C 6 spécimens préisolés,
si applicable type C si applicable
6 spécimens 6 spécimens
(\ type B type E
® Résistance a 8si A ésistance de o Efficacité du e Chaleur ® Résistance ® Sertissage
la traction 16d contact 2a/2b frettage séche i aux fluides 1%a a basse tem-
) d'isolant. ‘16h pérature 11.4.5
o Variations ® Examen
courant rapides de visuel 1a ® Examen
cyclique température . visuel 1a
500 cycles  9e 11d ® Tension de )
Tenue yird & Tension de
® Résistance de ® Séquence tenue 4c
contact 2a/2b climatique1ta
- Chaleur
séche 11
- Chaleur
humide,
cyclique 1im
1er cycle
- Froid 11j
- Chaleur
humide,
cycliqgue 11m
cycles
restants: 5

® Résistance de
contact 2a/2b
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Figure 16 — Full test schedule (see 12.3)

Examination of parts

General examination of crimp barrels and wires, (11.1):
40 sets of parts, in all cases .
6 sets of parts, for insulation grip, if applicable
18 sets of parts, for pre~insulated crimp barrels, if applicable

® VVisual examination
® Examination of dimension and mass

Test1a
Test ib

Preparation of specimens /\(
16 type A specimens
24 type D specimens
6 type B specimens, for insulation grip, if applicable
12 type C specimens, for pre~insulated crimp barrels, if appl{éﬁl‘e\
® Visual examination Test 1 \
® Contact deformation, if specified Qexsg
- @k
Crimged connections, ( Crimped connections
in all gases with pre-insulated
16 type A specimens < crimp barrels,
24 type D specimens if applicable
12 type Cspecimens
Testgroup A Teptgroup B >est group D Testgroup E Test group F, Test group G
16 type A 8type D | Vinsulation grip, 6type C if required fre—insulated
specimens specimen if applicable specimens 6 type C grimp barrels,
6type 8 specimens if applicable
specimens ftypekE
Q specimens
N
o Tensile L] ContaN Contact 2a/2b ® Insulation grip ®Dry heat 11i ® Resistance to 4 Crimping at
strength  16d resistance |/ resistance effectiveness ) fluids 19a fow
. 16h ® Visual temperature
o Qurrent ® Rapid change examination 11.4.5
loading, of 1a .
cyclic 9e temperature ® Visual
500 cycles 11d ® Voltage proof examination
4c la
® Contact 2a/2b ® Climatic
resistance sequence 11a ® Voltage
~Dry heat 11i proof ac
—Damp heat,
cyclic . 11m
1 cycle
—-Cold 11j
-Damp heat,
cyclic  11m
remaining
5 cycles

e Contact 2a/2b
resistance



https://iecnorm.com/api/?name=18c931c777fdadc529c1abde808590e1

13.

14.

15.

15.1

—60-

SECTION QUATRE - GUIDE PRATIQUE

Courant limite

352-2 9 CEl

En général, la surface totale de contact entre le conducteur et le fit d'une connexion
sertie réalisée selon cette norme devrait &tre de section supérieure a celle du fil utilisé.

Le courant limite du fil sera donc normalement le facteur limitatif et le courant |
de la connexion sertie sera au moins égal a celui du fil utilisé.

Information sur les outils

imite

a) Les outils doivent fonctionner et réaliser correctement le sertissage sans endommager le

—fatowlecompesantasertir

b) Afin de réaliser une connexion sertie de bonne fiabilité dansito n
sertissage doit avoir un mécanisme contrélant le cycle de set
cycle de sertissage total, les poignées et les matrices oy poi
automatiquement revenir a la position complétemerit ouverte.

¢) Dans tous les cas, I'opération de sertissage doit se
opérations successives doivent &tre évitées,

d) Les pieces amovibles de I'outil telles g
: aniére correcte.

e) Les outils doivent &tre muni
du fGt a sertir et des fils dura

ivement sertis ou comprimés en une seu

git garantir que les matrices d'un outil particuliers

s peuvent étre congus afin de permettre un-marquage ou un codage

eurs

rs, doivent étre polari-

correcte

res puissent

ss deux flts, le fit a sertir et le fut pour frettage

fe

bient inter-

d*autres outils de méme type. Lorsque les matrices T sont pas
I

quel elles

de la

sur le fGt afin de permettre, aprés sertissage, de vérifier I'application de la

i) L'outil doit étre congu pour permettre le controle des matrices a I'aide de calibres afin de

juger ou vérifier leur usure. La méthode de contréle par calibre doit étre cell
par le fabricant d'outil.
information sur les fats a sertir
Généralités
Les types de flts a sertir suivants sont utilisés :

— les fGts ouverts, non isolés, avec ou sans frettage d'isolant;

eindiquée

-~ les fGits fermés, soit non isolés avec ou sans frettage d'isolant, soit préisolés avec ou sans

frettage d'isolant.


https://iecnorm.com/api/?name=18c931c777fdadc529c1abde808590e1

352-2@ |EC -61-

13.

14.

15.

15.1

SECTION FOUR - PRACTICAL GUIDANCE

Current—carrying capacity

In general, the total area of contact between the conductor and the crimp barrel of a
crimped connection made to this standard should resultin a larger cross—section than that
of the wire used. Therefore, the current—carrymg capacity of the crimped connection will
at least be equal to that of the wire used.

Tool information

.l) Tools should operate and correctly form the crimp without da or the

component to be crimped.

b) Inorder to achieve a good reliable crimped connection 3 having a
full cycle crimping mechanism is necessary. On completion of the ycle,
the handles and dies or indentors should automatically ' - position

q) Inany case, the crimping operation should be N ONE . Rework in additional
steps should be avoided.

e

d wires

ibn grip

d) The actign ofithefoo
(ifan i .

atthe dies for a particular tool are interchangeable in
e they are not interchangeable, they should be marked to

i) ; i to produce a die marking or coding upon the crimp barrel, such

i) ign should allow gauging of the dies to assess wear. The gauging method
should be as specified by the tool manufacturer.

Crimp barrel information

General
The following crimp barrel types are in use:
— open crimp barrels, uninsulated, with or without insulation grip;

- closed crimp barrels, either uninsulated, with or without insulation grip, or
pre—i nsulated with or without insulation grip.
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15.3

15.4

-62- 352-29 CEl

It est recommandé que I'entrée du fat & sertir soit de forme telle :
- qu'elle évite d'endommager le conducteur ou les brins du fil;

- qu'elle facilite I'introduction du conducteur.

Matiéres

En plus des matiéres pour les fits a sertir spécifiées en 7.1, d'autres matiéres de

caractéristiques adaptées peuvent étre utilisées, par exemple le nickel, I'acier, 'acier
inoxydable.

convenir pour certaines applications.

Dans ces cas, le programme d'essais complet de 12.3 doit

L'expériencei
dans les tablea

{'es tableaux contiennent des informations sur :

Traitements de surface

Les fiits a sertir bruts ou revétus des matiére prabituellement
utilisés. D'autres revétements tels que le nic que leur
aptitude ait été prouvée.

Dans ces cas, le programme d’essai )
Dimensions

données
mbinaisons

bornes

ensions pour

- les sections des conducteurs admissibles;

- le diamétre maximal de l'isolant du fil admissible par le frettage d'isolant;

— les dimensions principales des fGts a sertir et de frettage d'isolant si applicable;

- un "diamatre aprés sertissage do” estimé, qui permet de définir |'espace nécessaire
dans le composant.

Note. —

Pour les détails des fdts a sertir dont les dimensions ne sont pas définies dans les tableaux suivants, ily a
lien de choisir des dimensions appropriées. Lorsque les fOts fermés sont équipés d'un trou d'inspection,
il convient que celui—ci ne soit ni trop grand ni mal positionné sur le ft afin de ne pas diminuer les
performances de la connexion sertie.
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15.2

153

15.4

itis recommended that the barrel wire entry be so shaped:
- as to avoid damage to the conductor or strands;

- as to ease insertion of the conductor.

Materials

In addition to the crimp barrel materials specified in 7.1, other materials of suitable
characteristics may be used, e.g. nickel, steel, stainless steel.

Materials with high resistivity (K values see 11.3.1) may not be suitable for certain

applications-

In these cases, the full test schedule of 12.3 shall be applied (see

0.1).

[ %

irface finishes

Crimp barrels unplated or plated with materials spe only USJ'.Ad.
Qther plating materials, such as nickel, may be use ide 2 itability has bgen
proven.

In these cases, the full test scheds e 10.1).

Dimensions

Industrial experie ions of wires and crimp barreld given

in the following tab! ections. These combinations are Yvidely

used.

mina-

of closed

- connectable conductor cross—sections;

- the overall diameter of the insulated wire that can be accommodated in the insuiation
grip;

- the main dimensions of crimp barrels and insulation grip, if applicable;

- an estimated "post crimp diameter dg” which determines the necessary space in the
component.

Note. - For details of crimp barrels where no dimensions are given in the following tables, suitable dimensions
should be chosen. Where closed crimp barrels are equipped with an inspection hole, this should not be
oversized or poorly positioned on the barrel to avoid diminishing the performance of the crimped
connection.
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15.4.1 Fats ouverts

/1
d. ! Z ]
’ ~IA B{—— d,

' ==

_‘_5_,_l_>
L ' H
A-N A r—B— B-B’
Figure 17
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15.4.1 Open crimp barrels

d . 7]
’ A | B d,

A-N A B B-B’

Figure 17

bles of insulation grip
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Tableau Il Dimensions d'origine en mm
Gammes des flts Diamétre Dimensions du fit
(sections des maximal de
conducteurs I'isolant du fil i b do dq d>
admissibles)
min. max 05 +0,3 max. min. min.
mm?2 mm mm mm mm mm mm mm
0,05 a 0,15 0,7 1,2 4,5 2,0 2,0 0,5 1.0
o, o 0,25 0.8 -8 4.5 20 25 0,6 1,4
o4 a 0,5 1,0 2,0 5.0 1,5
0,88 a 1,0 1,4 2,5 6,0 1,9
0b a 1,5 1,8 2,8 6,5 2.3
1.6 a 2,5 2,5 3,5 7,0 2.8
25 a 4,0 3,0 4,5 8,0 3,6
40 a 6,0 3,5 6,0 9,0 4,0
6,0 3 10,0 4,5 7.5 ) 6,0
@ JaN [0

15.4.2 Fats fermés

\ Trou d mspectmn ‘/g

(sur une paroi)

Figure 19
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Table Il Original dimensions in mm
Barrel ranges Overall Barrel dimensions
{connectable diameter of
conductor insulated wires Iy I, do d; d>
cross—sections) .
min. max. +0,5 +0,3 max. min. min.
mm?2 mm mm mm mm mm mm mm
0,05 to 0,15 0,7 1,2 4,5 1,0
0,1 10 0,25 0.8 T8 4,5 1,4
0,14 to 0,5 1,0 2,0 5,0 1,5
0,38 to 1,0 1,4 2,5 6,0 1,9
0,5 to 1,5 1,8 2,8 6.5 2,3
1,5 to 2,5 2,5 3,5 7,0 2,8
2,5 to 4,0 3,0 4,5 8,0 /4‘6\ ) 3,6
40| to 6,0 35 | 6,0 9,0 ; \7\0\/ 2,8 4,0
60| to 100 45 7.5 1 /a (\\9,0 3,6 6.0

15.4.2 (losed crimp barrel %

\>§ Inspection hole

{one wall)

Figure 19
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Tableau lli Dimensions d'origine en mm
Gammes des fats Diameétre Dimensions du fat
(sections des maximal de
conducteurs 'isolant du fil I4 I dg dq d>
admissibles)
min. max. +0,5 +0,3 max. min. min.
mm?Z mm mm mm mm ., mm mm mm
0,14 a 0,38 0,9
0,38 a 0,5 1,1
0,5 a 0,75 1.4
0j75 a 1.0 1,
1J0 a 1,5 n.a. n. a. n. a. 0 n.a
15 a 2,0 2
20 a 3,0 .7
25 a 4,0 3,2
4o a 60 ( 3.9
6/0 a 10,0 5,0
(\
Note - n.a. = non applicable

15.4.3 Fits fermés conformes a la CEI(130-7

er é%tles

imensions d'origine sont en pouces, sont

15.4.4

&s, dont les dimensions d'origine sont en pouces,(sont

16.

16.1

ties (voir
article 8).

Des conducteurs massifs ronds dans la gamme de 0,25 mm a 3,6 mm de diamétre
peuvent étre utilisés & condition que leur aptitude ait été prouvee.

Les connexions serties utilisant des conducteurs massifs ronds doivent étre essayées et
atre conformes aux exigences du programme d'essais complet de 12.3 (voir aussi Essais,
Généralités de 10.1).

La partie des brins des conducteurs divisés qui est destinée a étre sertie ne doit pas étre
soudée par immersion dans de la soudure.
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